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K. ROSZKIEWICZ, A. BRZOZOWSKI: Pomiar rozkładu fosforu w warstwacfi epitakcjalriych 
GaAsi X Px w oparau o efekt fotowoltaiczny 

Przedstawiono nową metodę określania współczynnika „ x " w wars twach epitaksjalnych 
GaAsi x P x w oparciu o efekt fotowol ta lczny. 
Przeprowadzono pomiary rozkładu fosforu po powierzchni i w głąb tych wars tw oraz p o r o w n a n o 
z metodą mikroanal izy rentgenowskiej . 

M. KUSOWSKI, S. PEŁCZYŃSKA, H. MOGIELNICKI, H. BLIŹNIAK; Oczyszczanie bizmutu metodą 
topienia strefowego 

Przedmiotem pracy by ło badanie efektywności oczyszczania b izmutu w procesie topienia strefo-
wego z zastosowaniem grzania indukcyjnego. Rozkład zanieczyszczeń we wlewkach określono 
na podstawie analizy pobieranych próbek. Na podstawie analiz metodą spektrometru masowe j 
stwierdzono, że zgodnie z kierunkiem ruchu strefy przesuwają się następujące zanieczyszczenia: 
B, F, Si, P, 8, Cl, Cr I Ti. Wielkość stężenia Sb, Fe oraz wyżej wymien ionych zanieczyszczeń l imituje 
efektywność procesu oczyszczania i moż l iwość uzyskania b izmutu o najwyższej czystości 

S. CENDROWSKI, W. BLINKOW, J. MRÓWCZYŃSKI: S p o s o i obliczania grubości warstwy emulsji 
światłoczułej naniesionej na płyty metodą wyciągania 

Artykuł jest próbą matematycznego określenia grubości wars twy emuls j i świat łoczułej , która po 
zostaje na powierzchni pokrywanej płyty, g łownie wykonanej z metalu, podczas pokrywania jej 
metodą kont ro lowanego zanurzenia (dip-coating). Zależność matematyczna zaproponowana 
w artykule pozwala określić grubość wars twy emuls j i świat łoczułej w d o w o l n y m punkcie płyty 
pokrytej emuls ją, co ma szczególne znaczenie dla praktyków, w celu wye l im inowan ia tzw. klina 
wars twy świat łoczułej . Dane eksperymenta lne potwierdzają zaproponowaną zależność, która 
może być rekomendowana dla praktycznego stosowania. 

Z. KUŻMA, B. CHEŁMIŃSKI: Metody odzysku złota z odpadów w mikroelektronice 

Dokonano przeglądu metodą roztwarzania i redukcj i złota. Przedstawiono odzysk złota i odpa 
d ó w ze s topow FeNi i FeNiCo. 

A. KOSTKOWSKI: Przygotowanie cienkich fołu z drutu wolframowego do obserwacji w mikro-
skopie elektronowym 

Przedyskutowano i sprawdzono szereg metod przygotowania próbek z drutu w o l f r a m o w e g o do 
obserwacj i w mikroskopie e lek t ronowym metodą t ransmisy jną. Opracowano metodę własną, 
przydatną dla kruchych, zrekrystal izowanych d ru tów wo l f ramowych . Metoda bazuje na polero 
waniu mechanicznym i t rawien iu elektrol i tycznym. 

K. BZIAWA, W. BUCHOLC: Otrzymywanie drobnoziarnistych proszków spoiw miękkich metodą 
rozpylania ciekłego metalu 

Przedstawiono metodę o t rzymywania drobnoziarn is tych proszków spo iw miękkich przeznaczo-
nych do wytwarzan ia spoiw w postaci past lutowniczych, urządzenie laboratory jne do rozpylania 
ciekłego metalu oraz wynik i badan w p ł y w u niektórych paramet rów technologicznych na ziarnis 
tość o t rzymywanych proszkow stopu PbSn63 i wyda jność dyszy rozpylającej. 
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K. R0SZKIEWIC2, A. BP,Z010VJSK\-. Pnospnorus content profile measurement m GaAsi xPx epi-
taxial layers, based on the photo\/oltaic phenomenon 

A new method measurement of „ x " coeff icient in GaAsi x Pxepitaxial layers, based on the photo 
vol taic phenomenon, is presented. 
The phosphorus content prof i le measurements on the surface and against depth of the epitaxial 
layers were per formed and the results were compared wi th those obta ined by the X - ray mikroa-
nalysis method. 

M. KUSOWSKI, S. PEŁCZYŃSKA, H. MOGIELNICKI, H. BLIŹNIAK: Refining of bismuth by zonal 
melting method 

Research of b ismuth ref ining eff ic iency dur ing zonal mel t ing process w i th the appl icat ion of in-
duct ive heat ing was the subject of the work. The d is t r ibut ion of impur i t ies in ingots was determi-
ned on the base of sampl ing analysis. It was found by mass spectromatry analysis that B, F, Si, P, 
S, CI, Cr and Ti impur i t ies moved on the direct ion of the zone' mov ing . 
The concentrat ion of Sb, Fe and other impur i t ies ment ioned above l imits ref in ing eff iciency and 
possibi l i ty to obtain the highest pur i ty b ismuth. 

S. CENDROWSKI, W. BLINKOW, J. MRÓWCZYŃSKI : / I method of calculation of the thicknes of 
light-sensitive emulsion layer, deposited on the plate by dip-coating technique 

The paper is a trai l of calculat ion of the thickness of photoresist layer, wh ich remains on coated 
plate, first of all on metall ic surfaces, when dip-coat ing technique is used. Proposed mathemat ica l 
dependanceletscaicu late the thickness of photoresist layer in every point of the coated plate, and 
that IS especially interest ing for practical works for e l iminat ing the „ w e d g e " effect of photoresist 
layers. Experimental tests conf i rm proposed formula, wh ich may be recommended for practical 
use. 

Z. KUŹMA, B. CHEŁMIŃSKI: Methods of Gold Recovery 

The review of methods of gold remov ing and reduct ion is given. Gold recovery f rom scrap FeNi 
and FeNiCo al loys is presented. 

A. KOSTKOWSKI; Preparation of Tungsten Wire for Examination by Transmission Electron Mic 
r OS copy 

The variety of di f ferent methods for the preparat ion of tungsten wi re for examinat ion by t ransmis 
sign electron microscopy was discussed and checked. The or ig inal method suitable for brit t le, rec 
rystall ized tungsten w i re was worked out. The method is based on the mechanical pol ish ing and 
subsequent electrol i t ical etching. 

K. BZIAWA, W. BUCHOLC: Obtaining of fine-grained powders of soft solders by the atomisation of 
- liquid metal 

The method of obtaming of soft solders ' f ine grained powders and the laboratory instal lat ion for 
atomisat ion of l iquid metal was presented. The powders are appl icated to manufac tur ing the sol 
ders in the form of solder ing paste. The inf luence of some technological parameters on graininess 
of obtained powders f rom the PbSn63 alloy and on eff iciency of a tomiz ing nozzle was described. 
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K. POLUKEBUM, A . B > K 0 3 0 B C K H : MsMepeHu» pacnpedeneHu» (poc(popa e anumaKCuamnbix 
cnoHX GaAsi xPx, ocHoeannbie ho (f>omoeonbmu^ecKOM 3<p<f>eKme 

flpeA^ioweH HOBbiii MBTOfl onpefleneHun napaMerpa „ x " b annTaKcvianbHbix c n o n x GaAsi x Px, 
ocHOBaHHbi i i Ha 4 '0 ' ' 0B0nb ianHBCKOM 3ct54)eKTe. DpoaefleHbi MSMepeHun p a c n p e f l e n e H u n ct)oc-
4)opa Ha noBepxHOCTn n B H y r p n stux c/ioeB. PesynbTaibi onbiroe conoc iaB/ ieHb i c M e i o f l O M p bht 
reHoacKoro MHKpoanannaa. 

M. KVCOBCKH, C. nsriHblHbCKA, X. MOrEflbHUUKM, X. BnH3bHflK: O'^ucmKO eucMyma Me 
modoM 30HH0U nnaeKu 

r i p e f l M e T o M pa6oTbi 6bino n c c n e a o B a H n e acJĵ ieKTMBHOCTM ohmctkm B u c M y r a b n p o u e c c e sohhom 
n/iaBKM c np i / iMeneHMeM nHf lyKUMOHHoro H a r p e a a . 
P a c n p e f l e n e H n e n p u M e c e i i Bflonb cnnTKa onpeflenanocb na ocHoae peaynbTaroB a n a n n a a n p o -
BeHHoro n p n n o M o m n c n e K i p o M e r p a Macc. 
VcTaHOBneHo, hto b HanpaaneHu« nBM>KeHMB soHbP nepeMemaHSTCH B, F, Si, P, S, CI, Cr, Ti. 
PacnpeaeneHMe Fe m Sb Bflorib cnnTKa He noflHUHsnocb KaKHM-nnGo saKOHOwepHocTHM, no3-
TOMy BennHMHa mx ncxoflHoro coflep>KaHMa nHMHTupyer 34)c}3eKTHBHOCTb ohmctkm BMCMyra. 

C. U E H f l P O B C K M , B B f l U H K O B , fl. M P y B H b l H b C K M : Cnoco6 ebl'^ucneHufl monmuHbi nneHKu 
ceemo^yecmeumenbHou sMymcuu, HaneceHHOU na nnacmuHbi MemodoM ebirriRiueaHUB 

B cTaTbe cflenana nonwTKa MaTewaTMHecKoro onpeaeneHMH To/iiyMHbi nneHKH cBeTosyBCTBiMTe-
HbHoii sMynbCMM, ocTaiomeMCH Ha noKpbiBaeMOM MaiepMane, npe)Kfle Bcero na MeiannMHecKMx 
n0BepxH0CT«x, npM McnonbaosaHMM c n o c o 6 a KOHiponMpyeivioro sbirnrMBaHMH (dip-Coating). 
npeano>KeHHaa MaTeMaTMMecKaa aaBMCuMOCTb noasonneT onpeflennTb ToninMHy cnofl ct̂ OTOpe-
3MCTa na Ka>KfloM ypoBHe BbiTHrMBaewoM nnacTMHbi, hto oco6eHHo Ba)KHo ann npaKTMnecKoro 
npHMeneHMH c uenbio 6opb6bi c raK HasbiaaeMbiM „KriMHOM" ToninMHw nnenoK cJjOTopesMCTOB. 
SKcnepMMeHTanbHafl npoaepKa noflT8epx<flaeT npeAnojKeHHyic MareMaTMnecKyK) saBMCuMocTb, 
KOTopan Mo>KeT 6biTb peKOMeHflOBana Aiin npaKTMMecKoro npMMeHeHMn. 

3 , K y 3 b M A , B. X 3 n M I / I H b C K H : Memod noiry^eHun aonoma us omxodoee MUKpoaneKmpoHUKe 

Cflenano ocMorp mbtoaob aapKM n BoccraHOBneHMH aonoxa. DpeflCTasneHO mbtoa nonyneHMn 
3onoTa M3 oTxoAOB cnnaBOB FeNi m FeCo. 

A. K O C T K O B C K H : i^aeomoenenue odpasuoe U3 eo/ib(ppaMoeou npoeo/ioKu dnn ucnumaHUf; e 
sneKmpoHHOM MuxpocKOne MemodoM mpoHcnapeHmHbiM 

flMCKyTMpoBano m npoBepeno pnA MeroflOB an» M3r0T0BneHMH tohkom cjjonbrM m3 Bonb4)pamo-
bom npoBonoKM a/ih HaSnioAeHMH b sneKTpoHHOM wnKpocKone MeioAOM TpancnapeHTHbiM. Pa3-
pa6oTaH0 opuniHanbHbiii MeroA npMroAHbiii ajih xpynKMx, peKpMCTanM30BaHHbix BonbctipaMo-
Bbix npoBonoK. Mbtoa 6a3MpyeT na MexaHMMecKoii nonMpoBKe m cneAyioLUMM sneKiponmnHe-
CKMM TpaeneHMio. 

K. B 3 M A B A , B. B y X O f l b U : ^o^y'^eHue MenK03epHucmbix nopouiKoe Mftexux npunoee MemodoM 
pacnbi/iBHun MudKoeo Memanna 

ripeACTasneH mbtoa nonyMGHMn MenKoaepHMCTbix nopou jKOB wnrKMx n p u n o e a npeAHaanaHeHbix 
A i ia np0M3B0ACTBa naHJibHbix nacT, n a b o p a T o p n a a ycTanoBKa an» pacnwrieHMa >KMAKoro Meran-
n a , a TaK)Ke peaynbiaTbi Mcc/ ieaoBaHUM snunHMH HeKOTopwx TexHonorMMecKMx n a p a w e i p o B na 
rpaHynoMerpMHecKMpi c o c r a B n o n y M e n b i x nopoLUKOB c n n a a a P b S n 6 3 n npoMSBOAMrenbHocTb 
pacnbinnBaKDLueM cJjopcyHKn. 
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